O presente trabalho teve como objetivo estudar as propriedades magnéticas e estruturais de sistemas
nanoestruturados (filmes finos, em especial) que apresentam o fendmeno exchange bias (viés de troca,
acoplamento de troca, ou polarizagdo por intercambio) usando diferentes tratamentos poOs-deposicao. O foco
principal do trabalho fo1 melhor entender os mecanismos da irradiacao 10nica e sua influéncia as estruturas

magnéticas e as respectivas 1nterfaces. Foram 1nvestigadas camadas magnéticas do tipo

FM/AFM/espacador/FM, onde FM refere-se a um material ferromagnético € AFM a um material
antiferromagnético. Mais especificamente, foram investigados filmes de Co/IrMn/Cu/Co, onde a espessura da
camada nao-magnética (Cu) for variada, mantendo-se fixa a espessura das outras camadas. Esta variacao
permitiu, entre outros efeitos, observar a importancia do espacador na interface IrMn/Co, o qual esta
intimamente ligado a estabilidade magnética desta segunda camada de Co.

Apos depositadas por desbastamento 16nico (sputtering), as amostras foram submetidas a irradiacdo 10nica
utilizando He+ com energia de 40 kev variando a dose e a direcao do campo magnético aplicado em relacdo ao
eixo de facil magnetizagdo das amostras. Os filmes também foram tratados termicamente, por um determinado
tempo, em diferentes temperaturas com campo magnético aplicado durante o tratamento, visando compreender
os fendmenos provocados por ambos os tratamentos. A caracterizacdo magnética fo1 feita via um

magnetometro de gradiente de forca alternada.




